ENERJI DAGILIMLI X- ISINI FLORESANS SPEKTROMETRE CiHAZI TEKNIK

SARTNAMESI

1. KONU

1.1

1.2.

1.3.

Bu teknik sartname; metalik ve metalikk olmayan malzemelerin, alasumlarin,
kaplamalarin, maden ve jeolojik numunelerin, katalizor, ¢imento ve seramik, polimer,
refrakter malzemelerin ve yiizey islemlerinin tahribatsiz elementel (nitel ve nicel)
analizleri ile kaplama kalnhgvkompozisyonu 6l¢iimlerinin uluslararas: standartlara
uygun olarak gergeklestirilebilmesi amaciyla temin edilecek Enerji Dagilmli X-Tsin
Floresans (ED-XRF) Spektrometresi cihazmnm teknik 6zelliklerini belirlemek amaciyla
hazirlanmustir.

Asagida belirtilen tiim hususlar eksiksiz ve tamamuyla saglanmalidir. Teklif veren
firmalar belirtilen maddelere sartname {izerinde tek tek ‘UYGUNDUR’ yazarak
uygunluk vermelidir.

Uygundur" beyaninda bulunulan her madde, teklif edilen cihaza ait orijinal iiretici
kataloglari, teknik dokiimanlar, veri sayfalar1 veya iiretici tarafindan yayimlanmis resmi
dokiimanlar lizerinde agik¢a isaretlenerek gosterilecektir. Genel uygunluk beyanlari kabul
edilmeyecektir. Teknik sartname maddelerine cevap vermeyen, "Uygundur" ibaresini
kullanmayan, teknik uygunlugu iretici dokiimanlari ile belgelemeyen veya sunulan
dokiimanlarda ilgili maddeleri isaretleyerek gdstermeyen isteklilerin teklifleri
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

2. SISTEMIN TEKNIK OZELLIKLERI:

2.1.

22,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7,

Cihaz tamamen bilgisayar kontrollii, yiiksek hassasiyet ve gelismis tespit limitlerine sahip
bir XRF Spektrometre Sistemi olmali ve asagidaki aksam ve 6zellikleri icermelidir.
Spektrometre Na (11) den U (92) ye kadar olan elementlerin analizlerini diisiik ppm
seviyelerden % seviye araliklarma kadar yapmalidir.

Cihaz 6lglim araligi % ve ppm mertebesinde 6l¢iim yapabilecek sekilde tamamen
bilgisayar kontrolli olmalidir.

Teklif edilen sistem; kati, toz, pelet (preslenmis toz drnek), graniil, ince film, kaplama,
sivi ve filtre {izerine alimmis numunelerin element analizine uygun olmali ve bu
numunelerin analizinde kullamlacak tiim gerekli standart numune tastyicilar, numune
kaplar1 ve aksesuarlar1 teklif kapsaminda verilmelidir.

Sistem, metal, alasim, dokiim, seramik, cam, kayag ve benzeri diiz yiizeyli kati
numuneleri dogrudan analiz edebilmelidir.

Toz numunelerin analizinde kullanilmak {izere en az 32 mm veya 40 mm ¢apinda 10 adet
standart XRF numune kaplari, uygun tastyict halkalar ve Mylar/Prolene film sistemleri
teklif kapsaminda verilmelidir. Sivi numunelerin analizine uygun sizdirmaz numune
kaplar1 ve gerekli tagiyici sistem teklif kapsaminda verilmelidir.

Sistem, ince film ve kaplama numuneleri ilave donamm gercktirmeden analiz
edebilmelidir.
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2.8. Cihaz ile birlikte verilecek numune tasiyicilari ve analiz aparatlari, farkli numune
geometrilerinde tekrarlanabilir ve giivenilir analiz yapilmasini saglayacak gekilde tretici
tarafindan énerilen orijinal aksesuarlar olmahdir.

2.9, Sistem ile birlikte, En az 10 adet (32 veya 40 mm) XRF numune kabi, En az 1 rulo Mylar
film, En az 1 rulo Prolene film, Siv1 analizine uygun sizdirmaz kapakli (en az 10 adet)
stvi numune kaplar;, Toz numuneler igin tasiyici halkalar, Ince film analiz aparatlari
verilmelidir. Ayrica sistem ile birlikte kati numune analiz tablasi verilmelidir.

2.10. Tiim sistem yiiklenici firmaca verilecek olan bir kisisel bilgisayar tarafindan tam
otomatik olarak kontrol edilmelidir. Yikli software seri olarak kullanilabilecek
kapasitede olmalidir.

2.11. Cihaz, polarize enerji dagilmli X-Ismi Floresans (Polarized ED-XRF) prensibi ile
calisan, diigiik arka plan (low background), yiiksek sinyal/giiriiltii oram ve diisiik tespit
limitleri saglayan optik sisteme sahip olmalidir. Polarizasyon sistemi iiretici firmanin
standart donanimi olmali ve teklif edilen modelin orijinal teknik dokiimanlarinda agik¢a
belirtilmelidir.

2.12. Cihazda kullanilacak X-Isin tiipii tiretici firmamn orijinal iiriinii olup Pd anotlu, en az 50
kV ve 4 mA c¢alisma kapasitesine sahip olacak ve stirekli ¢alisma modunda minimum
(yiiz watt) 100 W ¢ikis giicli saglayacaktmr. Bu deger iiretici teknik dokiimanlarinda
acikea belirtilmis olmalidir. Kurulum ve kabul agamasinda yiiklenici firma, cihazin X-
Isii tiipiiniin 100 W nominal giigte ¢alisabildigini tiretici servis yazilimi, cihaz servis
meniisii, fabrika test raporu veya iiretici tarafindan onaylanmis esdeger teknik dogrulama
yontemi ile komisyona gostermekle yiikiimlidiir.

2.13. Teklif edilen sistemin X-Isini tiipii ve yitksek gerilim jeneratorii {iretici tarafindan
birbirine uygun olarak tasarlanmug orijinal bilesenlerden olusmali, nominal ¢aligma
degerleri yazilimsal olarak kullanici tarafindan izlenebilmelidir.

2.14. Kurulum ve kabul asamasinda X-Isim tiipiinin ¢alisma gerilimi (kV), ¢alisma akimi
(mA) ve anlik tiip giicii (W) iiretici servis yazilimi {izerinden komisyona gosterilecek ve
kabul tutanagna islenecektir.

2.15. Sistem en az 5 adet programlanabilir ikincil hedefe sahip olmahdir.

2.16. Spektrometre, uzun siireli ve kesintisiz g¢aligmalarda elektronik ve dedektor
kararhhigmi saglayacak aktif Peltier sogutma sistemine sahip olmali (-25 °C), harici
sogutma {initesi, s1v1 azot veya benzeri kriyojenik sogutma gerektirmemelidir.

2.17. Spektrometre, uzun siireli analizlerde yiiksek enerji kararliligi ve disiik elektronik
gliriiltii saglayacak aktif termal stabilizasyon sistemine sahip olmali; bu sistem harici s1vi
azot, swvi helyum veya benzeri kriyojenik sogutma gerektirmemelidir. Termal

stabilizasyonun Peltier teknolojisi veya esdeger ya da daha Ustiin bir yontemle saglanmasi
kabul edilecektir.

2.18. Cihaz ile birlikte en az 10 pozisyonlu otomatik numune degistirici (Autosampler)
verilecektir. Sistem, minimum 32 mm ¢apindaki standart XRF numune kaplarmi kabul
etmeli, kullanic1 miidahalesi olmaksizin programlanan siraya gore otomatik numune se¢imi
ve ardisik analiz ger¢eklestirebilmelidir.

2.19. Sistemle birlikte 32 mm veya 40 mm c¢apmnda 10 numune kapasiteli 6mek tepsisi
verilecektir.
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2.20. Spektrometrenin optik sistemi; nem, toz ve diger cevresel etkilere karsi korumali
(sealed) yapida olmah, uzun siireli kullanimlarda optik hizalama ve analitik performansin
korunmasini saglayacak mekanik ve termal stabiliteye sahip olmalidir.

2.21. Optik sistem bakim gerektirmeyecek sekilde tasarlanmis olmali ve normal kullanim

kosullarmda kullanici tarafindan optik hizalama ayar: gerektirmemelidir.
2.22. Cihazda Peltier sogutmali yeni nesil Silikon Drift Dedektér (SDD) kullanilmalidir.

Dedektor; diisiik elektronik giirtlti, yiiksek enerji ¢oziniirligi, yiksek giris ve ¢ikis sayim
kapasitesi ile disiik konsantrasyondaki element analizlerinde yiiksek dogruluk
saglamalidir. Dedektor uzun siireli analizlerde enerji kararliligin: korumali, sivi azot veya
benzeri harici sogutma sistemlerine ihtiya¢ duymamalidir. Dedektoriin teknik performans
degerleri tretici teknik dokiimanlarmda agikga Dbelirtilmeli ve kabul asamasinda

dogrulanmalidir.

2.23. Verilecek sistem; hava ve helyum atmosferlerinde analiz yapabilmeli, 6zellikle hafif

element analizlerinde helyum atmosferini desteklemelidir. Teklif edilen model, iiretici

tarafindan sunulan orijinal vakum modiili ile yikseltilebilir yapida olmali ve bu durum
tiretici firma tarafindan belgelendirilmelidir.

2.24. Teklif edilen sistem, helyum atmosferinde hafif element analizlerinde {iretici

tarafindan beyan edilen performans kriterlerini saglamalidir. Yiklenici, bu performansmn

saglanmasmdan sorumludur. Performansin saglanamamasi halinde, iiretici tarafindan
onerilen ve performansi saglayacak tim teknik ¢ozimler (vakum sistemi dahil) ilave bedel
talep edilmeksizin uygulanacaktir.

2.25. Cihazn harici sogutma tinitesine ihtiyact olmayacaktir.

2.26. Cihaz, iiretici tarafindan gelistirilmis temel parametreler tabanli standartsiz analiz
yazilimina sahip olmali; bilinmeyen kati, toz, pelet ve sivi numunelerde yar1 kantitatif
ve gerektiginde kantitatif element analizlerini gergeklestirebilmelidir. Yazilim; matris
etkileri, spektral girisimler (overlap), absorbsiyon ve artrma (absorption/enhancement)
diizeltmelerini otomatik olarak yapmali; sonuglar1 element (%) ve oksit (%)
formatlarinda raporlayabilmelidir. Bir shutter mekanizmas: ile x-Ray tiipiini
kapatmadan numune degistirilmesi miimkiin olmalidir.

2.27. Yazilim overlap ve matriks diizeltilmeli olmali ve otomatik olarak hesaplama
yapmalidir.

2.28. Cihazm programi asagida belirtilen uygulamalar1 yapabilmelidir.

o Yazilm (software) ¢ok gorevli (multitasking) olarak tasarlanmis olmali, sistem
kullaniciya analitik sonuglar1 raporlamali, yazilimdaki diger fonksiyonlari
isletmeli, elde edilen verileri bir dosya igerisinde saklamali ve bu verileri bagka bir
programa (excel gibi) aktarma islevlerini vyapabilmelidir. Ekran verileri
gorintilenmelidir.

e Kalibrasyon egrileri ekran tzerinde goriilebilmeli, saklanabilmeli ve daha sonraki
kullanimlar i¢in geri ¢agrilabilmelidir.

e Sofiware programu Olgim sonuglarmi detaylh bir sekilde raporlama imkant
saglamalidr.

e Software programu cihazin tim ¢alisma basamaklarim tamamiyla otomatik olarak
kontrol edebilmelidir.

e Programun isletim ve kullanim kolayligi olmalidir.

2.29. Yazilim, Fundamental Parameters (FP) algoritmasi kullanarak bilinmeyen kati, sivi ve
ince film numunelerde standartsiz veya yari kantitatif analiz yapabilmelidir.
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2.30.  Sistem, ¢ok katmanli kaplamalarda (multi-layer coating) kaplama kalmligi, kaplama
bilesimi ve kaplama agirlig1 analizlerini desteklemelidir.

2.31.  Sistem, Fe esash alagimlar, paslanmaz ¢elikler, Al esasli alagimlar, Cu esash alagimlar,
Ni esasli slperalagimlar ve diger miihendislik alagimlarmm analizine uygun fabrika
kalibrasyonlarina veya esdeger analiz yontemlerine sahip olmalidir,

2.32.  Yazilim, 8l¢iim sonuglarmda istatistiksel kalite kontrol, Pass/Fail degerlendirmesi ve
kullanici tanimli tolerans limitleri olugturabilmelidir.

2.33. Sistem, diisiik konsantrasyondaki element analizlerinde yiiksek sinyal/gliriiltli orani

saglayacak optik tasarima sahip olmalidir.
2.34. Cihaz uzun siireli analizlerde otomatik enerji kalibrasyonu ve enerji drift diizeltmesi
yapabilmelidir.

2.35. Sistem, kullamici miidahalesi gerektirmeden ardistk ¢oklu numune analizlerini
otomatik olarak ger¢eklestirebilmelidir.

2.36. Sistem ile birlikte cihazmn tam kapasitede ¢aligtirilabilmesi igin gerekli tiim donanim,
yazilim, aksesuar, sarf malzeme ve referans standartlar eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
Bu kapsamda; en gilincel nesil masaiistii bilgisayar (en az Intel Core Ultra 5 veya muadili
islemci, en az 16 GB RAM, en az 1 TB NVMe SSD, Gigabit Ethernet, Wi-Fi ve gerekli
tim baglant1 portlarina sahip), en az 23,8" Full HD LED monit6r, renkli lazer yazici,
cihazin tiim fonksiyonlarim kapsayan orijinal ve siresiz kullanim lisansli yazilim, cihazm
calismasi igin gerekli tiim kablo, baglant1 ekipmani, numune tutucular, numune kaplari,
sivi analiz kaplari, Mylar ve Prolene filmleri, gerekli adaptorler, otomatik numune
degistirici, tretici tarafindan Onerilen tiim standart aksesuarlar ile sartnamede belirtilen
Sertifikali Referans Malzemeler (CRM) eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Yazilim
lisanslar1 stiresiz olmaly, iiretici tarafindan yayinlanacak tiim yazilim giincellemeleri, hata
diizeltmeleri ve yeni siirimler en az 10 (on) yil boyunca herhangi bir lisans, bakim veya
guncelleme ticreti talep edilmeksizin kurulma saglanmali ve kurulumu yiiklenici tarafindan
ticretsiz olarak gerceklestirilmelidir.

3. DONANIM

3.1. Teklif edilen sistem; XRF spektrometresi, sistem kontrol tinitesi, en az 10 pozisyonlu
otomatik numune degistirici (autosampler), numune tasiyicilars, numune raflar,
bilgisayar sistemi, monitor, yazici, gerekli tiim baglanti kablolari, haberlesme
ekipmanlar1, lisansli yazilim, kurulum ve c¢alistrma icin gerekli tiim donanim ile
sartnamede belirtilen performans, dogrulama ve kabul testlerinin eksiksiz olarak
gerceklestirilebilmesi icin gerekli tim donanim, aksesuar ve yardimci ekipmanlari

icerecek sekilde eksiksiz teslim edilmelidir.
3.2. Sartnamede agikga belirtilmemis olsa dahi, sistemin tretici tarafindan 6ngorilen tiim

fonksiyonlarmin eksiksiz olarak galigtirilmasi ig¢in gerekli olan herhangi bir donanim,
aksesuar, baglant1 elemani, adaptor veya yardimci ekipman teklif kapsaminda
degerlendirilerek ilave bir tlicret talep edilmeksizin teslim edilmelidir.

4. ISTENILEN BELGE VE DOKUMANLAR:

4.1. Teknik Dokumanlar: Satici1 firma, teklifi ile birlﬂ{t_e cihazmn tibbi ve teknik
ozelliklerinin goriilebilecegi orijinal (cihaz ithal ise; Ingilizce) ve Tiirkge olarak
gerekli, ayn1 zamanda cithazmn teknik 6zelliklerini gostermeye yeterli nitelikte teknik
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dokiimanlar1 vermelidir. Orijinal dokiiman iizerinde teknik sartnamenin ilgili
maddesi yazilarak isaretlenmis olmalidir.

4.2. Teknik Sartnameye Uygunluk Belgesi: Teklif veren firmalar sartname maddelerine
ayri ayr1 ve Tiirkce olarak sartnamedeki siraya gore 1. maddeden son madde
sonuna kadar, birebir kendi teklif ettikleri cithazin teknik ozelliklerini gbz Oniline
alarak cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “................ TR conas cosiminiiniis model
............... cihaz1 Teknik Sartnameye Uygunluk Belgesi® bashgi altinda mutlaka
marka ve model ve varsa tip belirtilerek teklif veren firmamin bashikli kagidina
yazilmis ve yetkili kisi tarafindan imzalanmig olmalidir. Teknik sartnamede istenilen
ozelliklerin hangi dokiimanda goriilebilecegi belirtilecek ve dokiiman iizerinde
teknik sartname maddesi isaretlenmis olacaktir. Bu cevaplar orijinal dokiimanlar: ile
karsilastirildiginda herhangi bir farklilikk bulunursa, firma degerlendirme dis1
birakilacaktr. Birebir Teknik Sartnameye Uygunluk Belgesi hazirlamayan,
sartnamede istenilen teknik 6zellikleri saglamayan veya sartlari kabul etmeyen firma
teklifler1 degerlendirme disi1 birakilacaktir.

4.3. Yetki Belgesi: Teklif veren firma, yetkili satict veya yetkili temsilci ise; yetkili satici
veya yetkili temsilei oldugunu gosteren belge veya belgeler, sayet imalatci ise; imalatgi
oldugunu gosteren belge veya belgeler teklife eklenmelidir. Teklif edilen ithal cihaz igin,
yetkili distribiitér firmadan satig yetkisi alimnmigsa; bu yetki belgesi ile birlikte ayrica bu
distribiitor firmanin iiretici firmadan aldig: yetki belgesi de teklife eklenmelidir.

4.4. Kalite Belgesi: Teklif edilen cihaz veya sistem yerli ise; TSE veya TSEK, ithal ise;
Uluslararas1 gecerli Kalite Standartlarindan (TUV,VDE,GS,FDA,CE vb.) birine

uygunlugu belgelendirilmelidir.
5. TEKNIK SERVIS, GARANTI VE YEDEK PARCA:

5.1. Cihaz (bu sartnamede belirtilen tiim ekipmanlarla birlikte komple sistem) en az (iki)
2 yil garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma ve varsa yetkili iiretici ve/veya
ithalatg1 (distribiitér) firma tarafindan verilmelidir. 2 yillik garantisi siiresi igerisinde 2
kereye (L.y1l ve 2.yil sonu) mahsus olmak iizere bakim, onarim, kalibrasyon ve yvedek
parcadan hicbir iicret talep edilmeyecektir. Yeni yazilim yiiklenmesi ve giincelleme
gerekiyorsa, Ucretsiz yliklenmelidir.

5.2. Ariza bildiriminden sonra en ge¢ 48 saat i¢erisinde cihaza miidahale edilmeli ve
onarim i¢in yedek parca gerekmiyorsa en geg 5 giin, yedek parga gerekiyorsa en geg 20
giin icinde cihaz faal hale getirilmelidir. Arizali gegen siire garanti siiresinden
sayllmamali ve garanti siiresi sonuna eklenmelidir. 2 willik licretsiz garanti siiresi
icerisinde cihazin 45 is giinii gayri-faal (¢calisamama durumda) kalmasi halinde; firma
ayni 6zellikleri tagtyan yeni bir cihaz teslim etmelidir.

5.3. Cihaz katalogunda belirtilen periyodik koruyucu bakimlarinin yapilma siklig1 (aylik,
ti¢ aylik, alt1 aylik gibi) ve bu periyodik bakimda yapilacak islemler ve kontroller form
halinde teklifle birlikte yazili olarak bildirilerek, ilk 2 yil boyunca ficretsiz olarak
yapilmasi saglanmahdir.

5.4. Cihaz, firmanmn yillik %95 uptime (cihazin aktif olarak g¢alisma siiresi orani) garantisi
altinda olmalidir. Bu siireye ulasilamamas: halinde, garanti ve bakim siiresine, eksik
stirenin 2 kat1 siire eklenecektir.

5.5. Distribiitor ve varsa bayi firma, garanti sonu 10 yil gegerli yillik bakim iicretini;
yedek parca hari¢ ve dahil olmak tizere doviz cinsinden teklifte belirtmelidir. Bu teklif,
cthazmm toplam bedelinin yedek parga dahil %6'sini, yedek parga hari¢ %3'"inii
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geememelidir. Ayrica, licretsiz 2 yillik garanti stiresi bitimi gerektiginde yapilacak bir
seferlik ve yillik (kag defa gerektigi belirtilerek) kalite kontrol testi ve kalibrasyon igin
doviz bazinda en az 10 y1l gegerli fiyat verilmelidir. Bu garanti, teklifi veren firma ve
varsa yetkili liretici ve/veya ithalatgi (Distribiitor) firma tarafindan verilmelidir,

5.6. Uretici, yetkili dafitic1 ve varsa vetkili satici firma, 2 yillik licretsiz garanti
bitiminden sonra en az 10 yil stireyle, {icreti karsihdinda yedek parca ve teknik servis
saglamay1 kabul etmelidir. Kurum, bu hizmeti almak i¢in bakim-onarim sdzlesmesi
vapmak zorunda degildir. Firma, bu sozlesme yapilmasa da; ticret mukabili kurumun
onarim-bakim-kalibrasyon ve yedek par¢a talebini karsilamak zorundadir. Firmalar, 2
yullik {icretsiz garanti siiresi bitiminden sonra en az 10 yil gecerli doviz bazinda yedek
parca fiyat listesini katalog numaralarini ve isimlerini belirterek vermelidir. Teklif edilen
fiyatlar, piyasa rayi¢ bedeline uygun olacak ve toplami cihaz bedelinin %100" {inii
gecmemelidir.

S5.7. Satig sonrast hizmetlerde yiikiimliliik: satis1 yapan bayiye ulasilamamasi veya
hizmetin alimamamas: durumunda, tedarik¢i (ithalat¢i-distribiitér) ve {iretici firma

hukuken sorumludur,

5.8. Teklif sahibi, iiretici firma tarafindan diizenlenmis ve imzalanmus, teklif edilen cihaz
i¢in (seri numarasi belirtilerek) garanti siiresi ile garanti sonras1 yedek parca, teknik servis
ve yazilim desteginin saglanacagmi; distribiitdriin veya yetkili saticmin degismesi,
yetkisinin sona ermesi veya faaliyetini durdurmasi durumunda iiretici firmanm veya
tiretici tarafindan yetkilendirilecek veni temsilcinin bu yiikiimliiliikleri kesintisiz olarak
yerine getirecegini taahhiit eden resmi bir "Uretici Taahhiit Mektubu"nu teklif
dosyasinda sunmalidur.

KABUL VE MUAYENE:

6.1. Cihazlarm kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafindan
yapilacaktr. Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim
ozelliklerin uygunlugu kontrol edilecektir. Ayrica yedek parca, aksesuar ve sarf
malzemelerinin kontrol ve saymm yapilacaktir. Cihazin agihisy, isletimi ve/veya ilgili ariza
kodlariyla sifre varsa bu sifre ve ariza kodlari yazili olarak kuruma teslim edilecek ve
tatbiki olarak gésterilecektir. Bu konuda, rekabet kurulu kararlarma aykir1 uygulama
yapilamaz,

6.2. Kabul ve muayene sirasmda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansina
iligkin testlerin yapilmas: istenildiginde; gerekli personel ve diizenegi, firmalar licretsiz
olarak saglamalidir. Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasarlardan satici firma
sorumludur.

6.3. Fabrikada yapilan en son testlere ait raporlari (kalite kontrol belgesi) muayene
heyetine teslim etmelidir. Cihaz, firmanin trettigi bu teknik sartnameye uygun iist model,
yeni ve hi¢ kullanilmamis olmalidir. Cihazin yil olarak iiretimin tarihi, ihalenin olacagi
tarihle (il olarak) ayni olmalhdir.

6.4. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafia siireyle giinlik kullanim sartlarinda
denenecek, bu arada kullanic1 ve teknik personel egitimi yapilacaktir. Cihaz, denendikten
ve egitimi tamamlandiktan sonra kati kabul yapilacaktir.

6.5. Kati kabul tarihinden itibaren gecerli olmak tizere, bu teknik sartname 5.maddesinde
istenen teknik servis, yedek parga garanti belgeleri ile 2 yillik ilicretsiz garanti siiresi
bitimindeki bakim sozlesmesi teklifi (yedek parcali ve yedek parcasiz olarak), kalite
kontrol ve/veya kalibrasyon bedeli ile en az 10 yil gegerli TL ve doviz cinsinden yedek
par¢a fiyat listesi; muayene ve kabul asamasinda teklifi veren firma ve varsa yetkili
uretici ve/veya ithalatel (distribiitor) firma tarafindan tasdikli olarak verilmelidir.



6.6. [haleyi alan firma ayrica cihazin teslimi sirasinda; 2'ser adet orijinal Tiirkce kullanma
kitabr, 1'er adet orjinal (cihaz ithal ise; Ingilizce; ve Tiirkge tam ayrmtili ve orjinal
elektronik elektromekanik devre semalart (kolon semalari ve acik semalar) ve servis
manuel/bakim-onarmm kitabi (muhtemel arizalar ve sebepleri, ariza kodlar1 gibi bilgilerin
yer aldigi) ve her cihaz i¢in cihaz fizerine veya yakinma konulabilecek sekilde (1 sayfa)
cihazi kullanirken kisaca dikkat edilecek hususlar: ihtiva eden kullanma kilavuzu
vermelidir. Bu dokiimanlar, ayrica CD olarak verilmelidir.

6.7. Cihazin muayene kabulii sirasinda iiretici tarafindan saglanan sertifikali referans
malzemeler (CRM) iizerinde dogruluk ve tekrarlanabilirlik testleri iicretsiz olarak
gerceklestirilmelidir.

6.8. Kurulum sonrasi cihazin enerji ¢dziiniirliigii, tekrarlanabilirligi ve iiretici tarafindan
belirtilen performans kriterleri dogrulanmalidir.

6.9. Muayene ve kabul swrasinda X-Ismi tiipiiniin maksimum galisma gerilimi (kV),
maksimum ¢aligma akimi (mA), maksimum nominal tiip giicii (W) ile dedektdr calisma
parametreleri Gretici servis yazilimi {izerinden komisyona gosterilecek ve kayit altina
almacaktir,

7. MONTAJ:
Satici firma, cihazlar iicretsiz olarak monte edecek ve tiim malzeme ve aksesuarlari ile

birlikte galigi/tam faal vaziyette teslim etmelidir. Montaj icin gerekli olabilecek tiim
par¢a, malzeme ve masraflar (is¢ilik) yiiklenici firma tarafindan karsilanmalidir,

8. EGITIM:
Firma, cihazin kullanmimu ile ilgili olarak sistemin montajindan sonra CUMERLAB’da en
az 2 ig glinii ticretsiz baslangig kullanicr egitimi vermelidir. Bu baglangic egitiminden
sonra dretici veya temsilci firmanin uzman uygulama miihendislerince yine
CUMERLAB’da 2 giinliik ileri seviye uygulama egitimi yine en az iki kullaniciya
verilmelidir ve egitim dokiimanlari (dijital ve yazili) olarak temin edilmelidir. Her cihazin
kullammi, bakimi, olas1 arizalarin giderilmesi ve kalibrasyonuna iliskin, kendi egitilmis
personeli tarafindan idarenin belirleyecegi en az 2 teknik uzmana, her tiirlii masraflari
yiklenici firmaya ait olmak lizere bir haftalik deneme siiresi icerisinde yeteri kadar
stireyle teknik egitim verilmelidir. Bu egitimler, firma tarafindan video kaydma alinarak
kayitlarm kuruma teslimi saglanmalidir.
Ileri seviye uygulama egitimi kapsaminda en az; demir-gelik alasimlary, ¢imento, dékiim
alagimlari, Al ve Cu alagimlari, batarya malzemeleri, katalizorler, jeolojik numuneler ve
bilinmeyen numune analizleri uygulamali olarak gésterilmelidir.

9. GENEL SARTLAR:
1. Cihaz ulusal ve uluslararas: standartlarda belirtilen emniyet kurallarina uygun olarak
tasarlanmig olmalidir.
2 Cihaz ve aksesuarlar1 220 V ve 50 Hz sebeke voltaji ile ¢alismalidir.
3. Cihaz ve tim sistem bilesenleri her tirlii iiretim, iscilik, fabrikasyon ve montaj
hatalarina kars1 2 yil siire ile garantili olmali, bu siire bitiminden itibaren en az 10 y1l siire
ile ticreti karsihig1 yedek parga ve bakim-onarim hizmetleri saglanmalidir.
4. Cihaz ile birlikte kullanilan tiim yazilimlarm orijinal CD’leri ve lisans sertifikalar:
licretsiz verilmelidir. Sistem yazilim agik lisansli olmalidir. Caligmalari incelemek ve de
yazilim biinyesindeki cihaz kullanimma yénelik olmayan analiz fonksiyonlarmi
kullanabilmek i¢in kullanici tarafindan uygun 6zellikli istenilen her bilgisayara
yiiklenebilecek sekilde lisans smirlamasi olmamalidir.
5. Cihazin ve bagh sistemlerin belirtilen performanslarda ¢alismas: igin gerekli tiim
yardimer ekipmanlar cihazla birlikte verilmelidir.
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6. Cihazmn montaji, ¢alistirilmasi, kalibrasyonu tiim performans testlerinin yapilmasi ve
bu iglemler swrasinda gerekli tiim yardimci ekipman, parga ve sarf malzemelerinin
saglanmasi satic1 firmanin sorumlulugundadir.

7. Cihaza ait tim uygulamalarm gosterilmesi, cihazin tiim fonksiyonlari ile verimli
kullanilmast igin gerekli kullanici egitiminin, yurt iginde verilmesi (CUMERLAB) satic1
firmanmn sorumlulugunda olup ticretsiz olarak yapilmalidir. Bu konuda firma cihaz ve
bagli sistemleri igin Onerdigi egitim programu siiresi ve icerigini tekliflerinde detayli
olarak belirtmelidir. Her egitim sonrast egitime katilan ekibe bir egitim sertifikasi
verilmelidir.

8. Teknik sartnamede belirtilsin veya belirtilmesin cihaz, ekipman ve yazilimlarin biitiinii
ve her bir parcast tiretici firma tarafindan her tiirlii fabrikasyon ve montaj hatalarna karsi,
kurulumdan itibaren, en az iki (2) yil siire ile iicretsiz garantili olmalidir Ayrica garanti
suresi bitiminden sonra en az 10 (on) yil siire ile ticretli teknik servis ve yedek parga
temin edilecegi iretici firma tarafindan garanti edilmelidir. Uretici firma garanti
taahhiitnamesi cihaz kurulum asamasmda teslim edilmelidir.

9. Teklif veren firma, garanti siiresi boyunca (2 yil), cihaz kurulumunu miiteakip sirasiyla
12. veya 24. aylarin (yiklenici firmanin resmi olarak 6nerdigi tarihlerde) sonunda olmak
uzere en az 2 (iki) kez donanimsal performans yeterlilik testlerini tiim cihaz bakimlarmi
lcretsiz gerceklestirmeli ve cihaz performans uygunluk testlerini kage-imzali olarak
kurum laboratuvarina teslim etmelidir.

10. Kurulum sirasinda cihazm tiim fonksiyonlari, yazilim modiilleri ve opsiyonel analiz
yontemlerinin ¢alisir durumda oldugu gdsterilecek ve kabul komisyonuna uygulamali
olarak sunulmalidir.

11. Kurulum sonras: olusturulan yéntemler, kalibrasyonlar ve kullanici ayarlarinin yedek
kopyalar: dijital ortamda kuruma teslim edilmelidir.

12. Kullanici hatasi olmayan tiim ariza durumlar1 garanti kapsaminda yer almalidir.

13. Odemenin tamami kurulum teslim ve muayene komisyonu onayindan sonra
yapilacaktir.

14. Cihaz, yiiklenici ve/veya iiretici firma tarafindan sozlesme tarihini miiteakiben
Cukurova Universitesi Merkezi Arastirma Laboratuvarinda kurularak, ¢alisir vaziyette en
ge¢ 45 is giinii icerisinde teslim edilmelidir.
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